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Entwurf

Chemische Oberflächenanalyse �
Aufnahme und Wiedergabe von Daten bei der
Augerelektronenspektroskopie (AES) (ISO 16242:2011); 
Text Englisch

Surface chemical analysis �
Recording and reporting data in auger electron spectroscopy (AES) (ISO 16242:2011);
Text in English

Analyse chimique des surfaces �
Enregistrement et notification des données en spectroscopie des électrons auger (AES)
(ISO 16242:2011);
Texte en anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-08-30 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses 
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

� oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

� oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP), 10772 Berlin, Saatwinkler

Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die Internationalen  Norm ISO 16242:2011, die vom Technischen Komitee ISO/TC201 

�Surface chemical analysis�  erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von JISC (Japan)  gehalten  wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA062-08-16AA �Chemische Oberflä-
chenanalyse und  Rastersondenmikroskopie� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP). 

Dieses Dokument enthält  unter Berücksichtigung  des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur  die englische Fas-
sung  von ISO 16242:2011. 

Der Bedarf für eine deutsche Fassung wird derzeit beraten.  

Für die in diesem Dokument  zitierten internationalen  Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden 

deutschen Dokumente  hingewiesen: 

ISO 18115-1 siehe DIN ISO18115-1 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO18115-1, Chemische Oberflächenanalyse� Vokabular� Teil 1: Allgemeine Begriffe  und  Begriffe  für  die 

Spektroskopie  
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Begriffe

Reihenfolge und Inhalt der folgenden Begriffe sind identisch mit denen im Abschnitt Begriffe der englischen
Fassung.

3.1
ex situ
außerhalb des analytischen Systems

3.2
in situ
innerhalb des analytischen Systems
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